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Ogtoszenie o zaméwieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca
1.1) Nazwa i adresy
Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Curie - Sklodowskiej 34
Zabrze
41-819
Polska
Osoba do kontaktow: Barbara Niskiewicz
Tel.: +48 322716077
E-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
Faks: +48 322712969
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Gtéwny adres: http://cmpw-pan.edu.pl

1.2) Informacja o zaméwieniu wspéinym

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw zamdwienia mozna uzyskac bezpfatnie pod
adresem: http://cmpw-pan.edu.pl
Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesyta¢ droga elektroniczng za
posrednictwem: https://bip.cmpw-pan.edu.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesyta¢ na adres podany powyzej
1.4) Rodzaj instytucji zamawiajacej
Podmiot prawa publicznego
1.5) Gtéwny przedmiot dziatalnoSci
Inna dziatalno$¢: dziatalnos¢ naukowa i badawcza

Sekcja ll: Przedmiot

11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

I1.L1.1) Nazwa:
Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiatdw Polimerowych i Weglowych PAN Znak sprawy: PN/
UOPWE/01/2018

Numer referencyjny: PN/UOPWE/01/2018

1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
38500000

I1.1.3) Rodzaj zaméwienia
Dostawy

I1.1.4)  Krétki opis:


mailto:sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
http://cmpw-pan.edu.pl
http://cmpw-pan.edu.pl
https://bip.cmpw-pan.edu.pl/
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11.1.5)
11.1.6)

11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa nastepujacych urzadzen:

Zadanie 1: Dyfraktometr rentgenowski do pomiaréw struktur uporzadkowanych w materiatach grafenowych;
Zadanie 2: Mikroskop sit atomowych do charakterystyki powierzchni materiatéw polimerowych i weglowych oraz
struktur biologicznych;

Zadanie 3: Kamera do akwizycji obrazéw TEM wraz z oprogramowaniem umozliwiajgcym rejestracje serii
pochytow oraz analize pojedynczych obiektow SPA;

Zadanie nr 4: Urzgdzenie do witryfikacji zanurzeniowej o kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotnosci;
Zadanie nr 5: Detektor fluorescencyjny do chromatografii cieczowej do oceny ilosci zwigzkéw biologicznie
aktywnych w bardzo niskim zakresie stezen

Zadanie nr 6: System wysokocisnieniowej chromatografii cieczowej do identyfikacji sktadu i rozdzialu mieszanin
chemicznych w skali preparatywnej;

Zadanie nr 7: Reaktor mikrofalowy;

Szacunkowa catkowita warto$¢é

Informacje o czeSciach

To zaméwienie podzielone jest na czesci: tak

Oferty mozna sktada¢ w odniesieniu do wszystkich czesci

Opis

Nazwa:

Zadanie 1: Dyfraktometr rentgenowski do pomiaréw struktur uporzadkowanych w materiatach grafenowych
Czescnr: 1

Dodatkowy kod lub kody CPV

38530000

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL229

Glowne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

Centrum Materiatéw Polimeréw i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Sktodowskiej 34

Opis zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego dyfraktometru
rentgenowskiego wraz z niezbednym wyposazeniem.

Konfiguracja dyfraktometru rentgenowskiego (parametry wymagane):

Generator

zasilanie 220-230V/50Hz,

moc 3,0 kW, napiecie min. 20-50kV (regulowane krok 1kV), natezenie prgdu min. 5-60mA (regulowane krok 1
mA),

obudowa przeciwradiacyjna spetniajaca normy europejskie w zakresie promieniowania jonizujacego ponizej
1Sv/h w odlegtosci pomiedzy 10 cm a 15 cm od obudowy.

Goniometr

pionowy w konfiguracji ©/0,

powtarzalnos$¢ ustawienia co najmniej +/- 0,0001,

krok pomiarowy regulowany od wartosci minimalnej co najmniej 0,0001#,

wyposazony w silniki krokowe z optycznymi enkoderami,

ramiona goniometru pozwalajace na ustawienia dowolnej Srednicy pomiarowej goniometru

w tym o warto$ci 500 mm, 560 mm, 600 mm oraz posrednie wartosci,
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otwar w centralnej czesci goniometru o Srednicy 10 cm umozliwiajgcy tatwa wymiane stolikow prébek,
automatyczny czujnik kolizji oraz kontroli konfliktu elementéw bitednie zainstalowanych.

Zespot automatycznie wymiennych elementéw optyki wigzki pierwotnej

automatycznie rozpoznawanie elementow ukladu w czasie rzeczywistym,

zespot automatycznej szczeliny dywergencii wraz ze szczeling Sollera (o dywergencji 2,5 #) umozliwiajace
wspoOtprace z detektorem energodyspersyjnym,

zwierciadto paraboliczne dajgce wigzke réwnolegtg dla promieniowania Cu.

Lampy rentgenowskie o mocy = 2,0 kW,

ceramiczna lampa rentgenowska z anodg Cu o dtugim waskim ognisku typu: long fine focus,
dodatkowa lampa Cu dostarczona po zuzyciu lampy zamontowanej fabrycznie wraz

Z montazem.

Stoliki probek

standardowy, obrotowy stolik prébki pracujacy w geometrii odbiciowej i transmisyjnej,
dziewieciopozycyjny zmieniacz prébek pracujacy w geometrii refleksyjnej i transmisyjnej

z kompletem uchwytéw na prébki,

stolik do pomiaréw naprezen,

stolik XYZ z automatycznym przesuwem we wszystkich osiach: X (=25 mm), Y (=70 mm), Z (=52 mm),
stolik zasysajacy do mocowania probek ptaskich, polerowanych wraz z kolimatorem nozowym,

Stolik do kapilary umozliwiajgcy pomiary SAXS wraz z akcesoriami — 1 komplet,

Krzemowy uchwyt beztlowy ptaski — 1 sztuka,

Krzemowy uchwyt beztlowy z wcieciem 0,5 mm — 1 sztuka.

Zespot wymiennych elementéw optyki wigzki wtérnej

automatyczne rozpoznawanie elementéw uktadu,

zespot automatycznej szczeliny uktadu Bragg-Brentano wraz ze szczeling Sollera

(o dywergencji 2,5 #) umozliwiajgcych wspoiprace z detektorem energodyspersyjnym,

zespot szczelin do geometrii wiazki poslizgowej (grazing incidence GID) o dywergenciji nie wiekszej niz 0,3#
umozliwiajgcych wspétprace z detektorem energodyspersyjnym.

Detektory

bezobstugowy, szybki licznik energodyspersyjny wykonany w technologii paskowej, pracujacy w trybie 0D, 1D,
2D wraz z elektronikg kontrolno-pomiarowg, bez martwych paskow

i obszaréw wytgczonych,

powierzchnia aktywna detektora nie mniejsza niz 230 mmz2,

rozdzielczos¢ energetyczna oferowanego licznika: lepsza od 380 eV dla promieniowania Cu

w temperaturze pokojowej,

drugi standardowy detektor zapasowy.

Oprogramowanie:

program sterujacy praca dyfraktometru i zbierajgcy dane spetniajacy nastepujace funkcije:

alarm powiadomienia o mozliwosci kolizji przy btednych komendach,

mozliwos¢ ustawienia listy zadan pomiarowych z wykorzystaniem podajnika probek,

kontrole i wykrywanie btedéw konfiguracii.

program do analizy fazowej ilosciowej - 10 licencji stanowiskowych umozliwiajacy:

automatyczna, ilosciowg analize zawartosci faz krystalicznych i amorficznych,

okreslenie danych strukturalnych oparte na metodzie Ritvelda z uwzglednieniem metodyki parametrow
fundamentalnych,

ilosciowg analize fazowg metodg Rietvelda.
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11.2.5)

11.2.6)

11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

11.2.12)
11.2.13)

11.2.14)
11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

program do obrébki danych - 10 licencji stanowiskowych.
oprogramowanie do badania naprezen oraz okreslania grubosci warstw po 10 licencji stanowiskowych.
Pozostate wymagania w dokumencie zamowienia.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Kryteria okreslone ponizej

Kryterium jakosci - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakosci - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5

Cena - Waga: 60

Szacunkowa warto$¢é

Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 5

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach
Opcje: nie
Informacje na temat katalogéw elektronicznych

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

"Innowacyjne materiaty i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojacych sie ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN

w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w
Siemianowicach Slaskich, Nr umowy: UDA-RPSL. 01.01.00-24-05B3/17-00

Informacje dodatkowe

Opis

Nazwa:

Zadanie 2: Mikroskop sit atomowych do charakterystyki powierzchni materiatéw polimerowych i weglowych oraz
struktur biologicznych;

Czes¢ nr: 2

Dodatkowy kod lub kody CPV

38514200

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL229

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

Centrum Materiatdow Polimeréw i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Sktodowskiej 34

Opis zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego mikroskopu sit atomowych
do charakterystyki powierzchni materiatow polimerowych i weglowych oraz struktur biologicznych.

Wymagane tryby pracy

Tryb obrazowania ogélnego zastosowania o hastepujacych cechach:
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- automatyczna optymalizacja krytycznych parametréw obrazowania obejmujacych warto$¢ zadanag,
wzmochnienia, szybkosé skanowania oraz limit w osi Z.

- mozliwos¢ pracy w powietrzu oraz w cieczach

- praca w oparciu o tryb obrazowania z przerywanym kontaktem bez potrzeby szukania czestotliwosci
rezonansowej dzwigni

- obrazowanie ze standardowymi szybkosciami skanowania (ok. 10 minut na obraz)

- bezpos$rednig kontrola sit igta — prébka na poziomie co najmniej 50 pN

- automatyczna kompensacja dryfu sygnatu odchylenia

Mikroskopia sit atomowych (w trybie statycznym i z rezonansowo drgajaca belka) w powietrzu oraz cieczach.
Obrazowanie fazowe

Spektroskopia sit atomowych w funkcji odlegtosci ostrze-powierzchnia

Mikroskopia sit tarcia (lateralnych)

Mikroskopia efektu piezoelektrycznego

Mikroskopia sit elektrostatycznych

Mikroskopia sit magnetycznych

Tryb obrazowania z jednoznacznym mapowaniem w ujeciu ilosciowym takich wlasciwosci materiatow jak
adhezja oraz modut Younga powinna przebiega¢ z rozdzielczoscig <10 nm (< 10 minut na obraz). Wymagany
zakres wyznaczanego modutu Younga co najmniej - od 1 MPa do 50 GPa. Nanoindentacja, opcje analizy
sktadowych harmonicznych oraz tryby obrazowania dual/multi frequency AC nie beda rozwazane jako
rébwnowazne

Jednoczesne rejestrowanie i wyswietlanie wszystkich kanatéw, w tym nastepujacych kanatéw
nanomechanicznych: topografia, modut DMT, adhezja, energia dyssypacji i deformacja

Tryb umozliwiajgcy wysokorozdzielcze (ograniczone tylko promieniem zaokrgglenia sondy pomiarowej)
mapowanie przewodnosci elektrycznej w nierezonansowym trybie obrazowania oscylacyjnego z jednoczesnym
mapowaniem wiasciwosci nanomechanicznych, takich jak: topografia, modut DMT, adhezja, energia dyssypacii,
deformacja. Tryb musi umozliwia¢ akwizycje z jednoczesnym wyswietlaniem map przewodnosci elektrycznej
zaréwno na delikatnych, jak i hybrydowych prébkach z czutoscig ponizej 100 fA w co najmniej 6 zakresach
wzmochienia (co najmniej od 20 pA/V do 100 nA/V przy napieciach co najmniej od -10V do +10V). Pasmo
przenoszenia co najmniej 15 kHz we wszystkich zakresach wzmocnienia.

Mikroskop powinien posiada¢ mozliwos¢ zautomatyzowania pomiaréw, poprzez:

przesuw probki do ustalonej pozyciji,

zblizanie sondy do powierzchni prébki,

automatyczne dopasowywanie parametréw obrazowania (wartosci zadanej, wzmocnien, szybkosci skanowani,
limitu w osi Z),

obrazowanie ze standardowymi szybkosciami skanowania (ok. 10 minut na obraz)

z bezposrednig kontrolg sit igta — prébka na poziomie lepszym niz 50 pN oraz automatyczng kompensacja dryfu
sygnatu odchylenia, zapis obrazu.

Stolik prébek

Zmotoryzowany stolik XY kontrolowany z poziomu oprogramowania umozliwiajgcy pomiar probek o srednicy
210mm i wysokosci 15mm.

Stolik prébek sprzezony z uktadem prézniowym umozliwiajgcy podcisnieniowe montowanie probek na stoliku.
Mozliwos¢ przesuwu w kierunkach XY w zakresie co najmniej 180mm x 150mm. Przesuw kontrolowany z
poziomu oprogramowania.

Powtarzalnos¢ pozycjonowania stolika probek z doktadnoscig do 2um (w jednym kierunku) oraz 3um (w dwdch
kierunkach).
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11.2.5)

11.2.6)

11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

11.2.12)
11.2.13)

11.2.14)
11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

Obrotowy stolik prébek w zakresie od 0 do 360 stopni w celu zapewnienia pethego dostepu do stolika 210mm.
Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania i wykonania zautomatyzowanych pomiaréw.

Uktad optyczny

AFM musi zawierac optyke umozliwiajgcg podglad prébki z géry. Mozliwos¢ zautomatyzowanego ustawiania
ostrosci, zoom cyfrowy.

Pole widzenia (FOV) musi by¢ kontrolowane z poziomu oprogramowania i obejmowac zakres od 1465 pm do
180 pm.

Rozdzielczo$¢ optyczna musi by¢ nie gorsza niz 1,6 um. Pozostate wymagania zawarte sg w dokumencie
zamowienia.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Kryteria okreslone ponizej

Kryterium jakosci - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakosci - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5

Cena - Waga: 60

Szacunkowa warto$¢é

Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 5

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach
Opcje: nie
Informacje na temat katalogéw elektronicznych

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Innowacyjne materialy i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojacych sie ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN

w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w
Siemianowicach Slaskich, Nr umowy: UDA-RPSL. 01.01.00-24-05B3/17-00

Informacje dodatkowe

Opis

Nazwa:

Zadanie 3: Kamera do akwizycji obrazow TEM wraz z oprogramowaniem umozliwiajgcym rejestracje serii
pochytéw oraz analize pojedynczych obiektow SPA,;

Czes¢nr: 3

Dodatkowy kod lub kody CPV

38500000

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL229

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

Centrum Materiatéow Polimeréw i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Skiodowskiej 34
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11.2.4)

Opis zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, instalacja i integracja fabrycznie nowej kamery do akwizycji obrazéw
TEM wraz z oprogramowaniem umozliwiajgcym rejestracje serii pochytdw oraz serii obrazéw na potrzeby SPA.
Kamera zostanie zainstalowana w porcie dolnym mikroskopu Tecnai F20 firmy FEI/ThermoFisher Scientific
dostepnym w CMPW PAN Zabrze oraz zintegrowana

w jego aktualnym oprogramowaniu.

Wymagane minimalne parametry kamery:

Kamera typu CMOS ze sprzezeniem Swiattowodowym pracujaca przy napieciu przyspieszajgcym 200 kV i
nizszych (30 — 200 kV).

Kamera instalowana w porcie dolnym, z mozliwoscig wsuwania/wysuwania .

Rozdzielczo$¢ minimum 4k x 4k pikseli.

Matryca o ksztalcie kwadratu .

Wydajno$¢ kwantowa detekcji (DQE): minimum 7% przy czestotliwosci 0,5 Nyquista i 200 kV.

Wymagana szybkos$¢ odczytu minimum 20 klatek/sekunde przy rozdzielczosci 4k x 4k pikseli.

Mozliwos¢ binowania kamery do rozdzielczosci: 4k x 4k, 2k x 2k, 1k x 1k.

Zakres dynamiczny =16 bitow.

Automatyczna korekcja dryfu w trybie ciggtym.

Kompatybilnos$¢ z detektorami STEM (off-axis) i filtrem energii (GIF).

Mozliwos¢ rejestraciji obrazéw HRTEM, BF/DF TEM i SAD.

Niezalezny komputer sterujacy kamera wraz z dedykowanym oprogramowaniem obstugujgcym kamere.
Integracja z obecnym oprogramowaniem mikroskopu Tecnai F20 w CMPW PAN w Zabrzu:

Oprocz mozliwosci obstugi kamery poprzez jej dedykowane oprogramowanie (zainstalowane na oddzielnym
komputerze), Wykonawca zapewni integracje kamery w oprogramowaniu mikroskopu w nastepujagcym zakresie:
Widocznos¢ kamery w oprogramowaniu mikroskopu tj. Tecnai User Interface (ver. 4.2 build 6173).

Mozliwos¢ rejestracji obrazow w natywnym oprogramowaniu do akwizycji mikroskopu, tj. TIA (ver 4.2 SP1 Build
816).

Mozliwos¢ wykorzystania kamery w natywnym oprogramowaniu do mikroskopii niskiej dawki (LowDose)
dostepnym w Tecnai User Interface (ver. 4.2 build 6173), bez ograniczania funkcjonalnosci tego
oprogramowania.

Mozliwos¢ wykorzystania kamery w natywnym oprogramowaniu do tomografii (Tomography 3.x) dostepnym w
Tecnai User Interface (ver. 4.2 build 6173), bez ograniczania funkcjonalnosci tego oprogramowania.
Oprogramowanie:

Dedykowane oprogramowanie do obstugi kamery, w tym do akwizycji i analizy obrazéw, zainstalowane na
niezaleznym komputerze.

Oprogramowanie do w petni automatycznej akwizycji serii pochytéw (tomografii) przy pomocy mikroskopu
Tecnai F20 w CMPW PAN. Oprogramowanie musi:

- automatycznie kontrolowac i realizowac pochyt goniometru,

- automatycznie korygowac przesuw i zmiany ogniskowania (defocus) obrazéw w serii pochytow,

- musi umozliwia¢ automatyczna rejestracje serii pochytow w warunkach niskiej dawki (low-dose tomography).
Ustawianie potozenia obszaru ogniskowania wzgledem obszaru obrazowania przed eksperymentem
tomograficznym musi by¢ kontrolowane przez uzytkownika. Natomiast, czynno$¢ przesuwu obrazu miedzy
obszarem ogniskowania

i obszarem wykonywania zdjecia musi odbywac sie automatycznie, bez ingerencji uzytkownika,

- zachowac petng funkcjonalno$¢ bez ograniczenia czasowego.
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Oprogramowanie do w petni automatycznej akwizycji serii obrazéw na potrzeby metody SPA przy pomocy
mikroskopu Tecnai F20 w CMPW PAN. Oprogramowanie musi:

- automatycznie realizowac i kontrolowac przesuw goniometru i przesuw obrazu celem przemieszczania pola
widzenia o zadany wektor,

- automatycznie kontrolowaé ogniskowanie (defocus) obrazéw w serii,

- musi pracowa¢ w warunkach niskiej dawki (low dose) w spos6b automatyczny. Ingerencja uzytkownika w
realizacje metody niskiej dawki musi obejmowac¢ wytacznie definiowanie potozenia obszaru ogniskowania
wzgledem obszaru akwizycji wkasciwego obrazu.

Natomiast przetgczanie miedzy tymi obszarami w trakcie akwizycji serii obrazéw musi odbywac sie w pei
automatycznie,

- zachowac petng funkcjonalno$¢ bez ograniczenia czasowego.

Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D serii tomograficznej. Oprogramowanie musi:

Pozostate wymagania zawarte sg w dokumencie zamoéwienia.

[1.2.5)  Kryteria udzielenia zaméwienia
Kryteria okreslone ponizej
Kryterium jakosci - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

11.2.6) Szacunkowa wartos¢

I1.2.7)  Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Okres w miesigcach: 5
Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
11.2.12) Informacje na temat katalogéw elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Innowacyjne materialy i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojacych sie ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN
w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w
Siemianowicach Slaskich, Nr umowy: UDA-RPSL. 01.01.00-24-05B3/17-00

[1.2.14) Informacje dodatkowe

11.2) Opis

[1.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4: Urzadzenie do witryfikacji zanurzeniowej o kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotnosci;
Czesénr: 4

[1.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL229
Gléwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:
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11.2.4)

11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

Centrum Materiatow Polimeréw i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Sktodowskiej 34

Opis zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego urzadzenia do witryfikacji zanurzeniowej
prébek w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotnosci do obrazowania z uzyciem transmisyjnego
mikroskopu elektronowego w rezimie kriogenicznym.

Wymagania szczegotowe:

Wymagane jest urzadzenie do automatycznej witryfikacji prébek zawiesin — po aplikacji probki, caty proces
obejmujgcy odsgczanie (blotting) probki i zanurzenie w czynniku kriogenicznym, w tym podnoszenie i
opuszczanie pojemnika z czynnikiem kriogenicznym, musi przebiega¢ automatycznie.

Wymagana mozliwos¢ zamrazania preparatu w cieklym etanie, propanie lub azocie.

Wymagany instrument najnowszej generacji, sterowany catkowicie cyfrowo poprzez oprogramowanie (graficzny
interfejs uzytkownika).

Kontrola oraz wprowadzanie parametréw procesu (temperatura, wilgotnos¢, czas inkubacji prébki na

siatce, czas i sita blotowania) powinny odbywac sie z wykorzystaniem ciektokrystalicznego panelu

dotykowego wbudowanego w urzgdzenie gtéwne, pozwalajgcego na wygodny dla operatora odczyt warunkow
Srodowiskowych w komorze na kazdym etapie procesu aplikacji probki i jej witryfikaciji.

Proces aplikowania prébki na siatke, odsgczania (blottting) i witryfikacji wkasciwej musi przebiega¢ w komorze
srodowiskowej przy zapewnionej kontroli takich parametréw jak:

- temperatura — co najmniej w zakresie od 7 do 55°C z regulacjg w catym zakresie przy pomocy uktadu Peltiera
z doktadnoscig 0,5°C,

- wilgotnos¢ — w zakresie do 100% wiacznie, nawilzacz ultradZzwiekowy z regulacja wilgotnosci w calym
zakresie.

Wymagane jest automatyczne dwustronne odsgczanie (blotting) nadmiaru prébki z siatki poprzez min. 2
niezalezne papierki filtracyjne umieszczone na min. 2 dedykowanych uchwytach wraz z mozliwoscia kontroli
parametréw blotowania (czas inkubacji, czas i sita blotowania). Odsgczanie z obydwdch stron siatki musi
odbywac sie rownoczesnie.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwosé co najmniej 12-krotnego powtérzenia procesu odsgczenia siatki na
kazdym z papierkéw filtracyjnych bez koniecznosci ich wymiany.

Urzadzenie powinno by¢ dostarczone z akcesoriami umozliwiajgcymi peten zakres pracy, obejmujgcymi m.in. 2
pincety podtrzymujace siatke TEM, pojemnik na czynnik kriogeniczny, 50 papierkéw filtracyjnych i narzedzie do
kontroli temperatury czynnika kriogenicznego (o ile takie jest wymagane).

Co najmniej 24-miesieczna gwarancja na urzadzenie.

Czas reakcji serwisu

Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiajacego najpozniej do 5 dni roboczych tj. Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia ogledzin oraz ustalenia rodzaju usterki

w ciggu 5 dni roboczych po zgtoszeniu wady (awarii) faksem lub e-mailem.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Kryteria okreslone ponizej

Kryterium jakosci - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Kryterium jakosci - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Szacunkowa warto$¢é

Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Okres w miesigcach: 5
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11.2.10)

11.2.11)

11.2.12)
11.2.13)

11.2.14)
11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach
Opcje: nie
Informacje na temat katalogéw elektronicznych

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Innowacyjne materialy i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojacych sie ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN

w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w
Siemianowicach Slaskich, Nr umowy: UDA-RPSL. 01.01.00-24-05B3/17-00

Informacje dodatkowe

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 5: Detektor fluorescencyjny do chromatografii cieczowej do oceny ilosci zwigzkow biologicznie
aktywnych w bardzo niskim zakresie stezen;

Czes¢nr: 5

Dodatkowy kod lub kody CPV

38432200

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL229

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

Centrum Materiatéw Polimeréw i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Sktodowskiej 34

Opis zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego detektora fluorescencyjnego do
chromatografii cieczowej do oceny ilosci zwigzkéw biologicznie aktywnych w bardzo niskim zakresie stezen.
Minimalne wymagane parametry:

4 sygnatowy detektor fluorescencyjny z szybkimi mozliwo$ciami skanowania online (bez zatrzymywania
przeptywu) i spektralng analizg danych podobnie jak DAD

Celka nie wieksza niz 8y, cisnienie do 20 bar

Zr6dto promieniowania lampa ksenonowa

Czestotliwos¢ prébkowania 148Hz

Zakres wzbudzenia 200-1200nm

Zakres emisji 200-1200nm

Powtarzalnos¢ dtugosci fali +/- 0,2 nm

Wspotpraca z oprogramowaniem z systemem HPLC Agilent 1260 i oprogramowaniem Agilent ChemStation
Gwarancja na cale urzgdzenie —minimum 12 miesiecy

Bezptatna instalacja w siedzibie Zamawiajgcego przez autoryzowany serwis

Czas reakcji serwisu:

Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiajgcego powyzej 48 godzin najp6zniej do 4 dni roboczych.
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W sytuacji wystgpienia usterki czy awarii Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy niezwiocznej reakcji serwisu
rozumianej jako:

« zdalne przyjecie zgtoszenia usterki,

* rozpoczecie zlecenia usuniecia usterki,

« zdalna wstepna diagnoza przyczyny usterki przez serwisanta,

« odpowiedz dla zgtaszajgcego zawierajgca dalsze pytania dotyczgce usterki lub sugerujgca mozliwe dziatania
naprawcze.

Wykonanie powyzszych czynnosci tgcznie traktowane jest przez Zamawiajacego jako reakcja serwisu.
Wykonawca podajac czas reakcji serwisu powinien podac ilo$¢ czasu potrzebna na wykonanie wszystkich
powyzszych czynno$ci liczac od chwili otrzymania informacji o usterce do wystania odpowiedzi dla
zgtaszajacego. Podany przez Wykonawce czas reakcji serwisu zostanie umieszczony w umowie na realizacje
przedmiotu zamowienia jako obowigzek dla Wykonawcy.

Czas wykonania naprawy:

Czas wykonania naprawy powyzej 14 dni najp6zniej do 28 dni. Przez czas naprawy gwarancyjnej rozumiemy
okres, od momentu przyjecia zgtoszenia serwisowego, do momentu, w jakim zostanie przywrdcona pierwotna
normatywna funkcjonalnos¢ i efektywnosé dziatania detektora. Podany przez Wykonawce czas wykonania
naprawy zostanie umieszczony w umowie na realizacje przedmiotu zaméwienia jako obowiazek dla
Wykonawcy.

[1.2.5)  Kryteria udzielenia zaméwienia
Kryteria okreslone ponizej
Kryterium jakosci - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5
Kryterium jakosci - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 25
Kryterium jakosci - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

[1.2.6)  Szacunkowa wartos¢

I1.2.7)  Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie
[1.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skltadanie ofert wariantowych: nie
11.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
11.2.12) Informacje na temat katalogoéw elektronicznych
11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkoéw Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Innowacyjne materiaty i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojgcych sie ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiatdw Polimerowych i Weglowych PAN
w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w
Siemianowicach Slgskich, Nr umowy: UDA-RPSL. 01.01.00-24-05B3/17-00
[1.2.14) Informacje dodatkowe
11.2) Opis
[1.2.1) Nazwa:
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11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

Zadanie nr 6: System wysokocisnieniowej chromatografii cieczowej do identyfikacji sktadu i rozdzialu mieszanin
chemicznych w skali preparatywnej;

Czes¢nr: 6

Dodatkowy kod lub kody CPV

38432200

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL229

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

Centrum Materiatéw Polimeréw i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Sktodowskiej 34

Opis zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego systemu wysokocisnhieniowej
chromatografii cieczowej do identyfikacji sktadu i rozdziatu mieszanin chemicznych w skali preparatywne;.
Minimalne wymagane parametry elementow systemu:

Pompa:

pompa poczwérna z tworzeniem gradientu po stronie niskiego cisnienia, z dwoma ttokami potgczonymi
szeregowo z wlasnym napedem, o zmiennym skoku,

minimalny zakres przeptywu 5 — 10 mL/min.,

maksymalne cisnienie pompy przynajmniej 400 bar,

doktadnos¢ przeptywu +1% lub 10 pL,

pompa odporna na roztwory w zakresie przynajmniej 1 — 12 pH,

zintegrowany czterokanatowy degazer o objetosci kanatu min. 1,5 mL,

zintegrowana taca do umieszczenia butelek z eluentami.

Autosampler:

pojemnos¢ probek autosamplera przynajmniej 100 fiolek poj. 2mL,

cisnienie pracy do 600 bar,

mozliwosé nastrzyku do 1500 pL,

precyzja nastrzyku < 0,25 % RSD.

Detektor UV-Vis z celkg przeptywowa (3 mm, 120 bar):

tryb jedno lub dwusygnatowy,

zakres spektralny 190 — 600 nm,

maksymalna czestotliwos¢ pracy 120 Hz,

celka przeptywowa ze stali nierdzewnej o dtugosci Sciezki 3 mm,

objetos¢ komorki celki przeptywowej 4 L,

maksymalne cisnienie pracy celki 120 bar,

doktadnos¢ dtugosci fali + 1 nm,

mozliwos¢ zastosowania innych celek preparatywnych o dtugosci $ciezki 0,3 i 0,06 mm,

maksymalny szum pojedynczego sygnatu przy 230 nm < £ 0,25 x 10-5 AU,

maksymalny szum podwadjnego sygnatu przy 230 nm < + 0,8 x 10-5 AU,

maksymalny dryft przy 230 nm 1,0 x 10-4 AU/h,

kalibracja na linii deuteru z weryfikacjg z uzyciem filtru z tlenkiem holmu.

Kolektor frakciji:

minimalny zakres przeptywu 5 — 10 mL/min.,

maksymalna objetos¢ frakcji 20 mL z naczyrnkami @30 mm x h 48 mm lub 30 mL z naczynkami @30 mm x h 75
mm,
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11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

szybkos¢ zaworu przetaczajgcego nie mniejsza niz 100 ms,

objetosé martwa zaworu przetaczajacego nie wieksza niz 15 pL + 1L,

cisnienie na zaworze przetgczajgcym do 6 bar,

mozliwos¢ zastosowania tacek na naczynka od 40 do 215 sztuk z automatyczna detekcjg tacki.

Termostat do kolumn chromatograficznych:

zakres temperaturowy przynajmniej od temp. 10 °C ponizej temp. otoczenia do 85 °C,

dwie niezalezne strefy chlodzgce/grzejne, pozwalajgce podgrzanie fazy przed kolumng

i ochtodzenie na wyjsciu z termostatu,

pojemnosc¢: przynajmniej zestaw 4 kolumn o dtugosci 300 mm i prekolumny,

doktadnos¢ przynajmniej + 0,5 °C lub lepsza,

precyzja przynajmniej 0,05 °C lub lepsza,

stabilno$¢ temperaturowa przynajmniej £0,1 °C lub lepsza.

Oprogramowanie:

oprogramowanie powinno wspotpracowac z elementami zestawu (pompa, autosampler, detektor, kolektor
frakcji) oraz umozliwia¢ sterowanie parametrami wykonywanych analiz, zbiera¢ i przetwarza¢ dane oraz tworzy¢
raporty wykonanych analiz,

oprogramowanie powinno umozliwia¢ analizy jakosciowe oraz ilosciowe.

Wymagania dla systemu:

zasilanie wszystkich elementéw 230 V/50 Hz,

gwarancja minimum 24 miesigce,

zestaw powinien zosta¢ zaopatrzony w instrukcje obstugi w jezyku polskim i angielskim do oprogramowania i
elementoéw systemu,

dostawca powinien przeprowadzi¢ w siedzibie Zamawiajgcego na zainstalowanym systemie przynajmniej 2-
dniowe bezptatne szkolenie 2-3 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

system powinien mie¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy o detektor mas o m/z minimum 3 000 oraz detektor
DAD o zakresie spektralnym minimum 190 — 950 nm, przy czym detektory powinny w petni wspotpracowaé z
zamawianymi elementami systemu oraz oprogramowaniem,

bezptatna instalacja w siedzibie Zamawiajgcego przez autoryzowany serwis.

Czas reakcji serwisu

Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiajgcego najpézniej do 5 dni roboczych tj. Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia ogledzin oraz ustalenia rodzaju usterki

w ciggu 5 dni roboczych po zgtoszeniu wady (awarii) faksem lub e-mailem.

Kryteria udzielenia zamdéwienia

Kryteria okreslone ponizej

Kryterium jakos$ci - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Szacunkowa warto$¢

Okres obowiazywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw

Okres w dniach: 70

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie skltadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie
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11.2.12)
11.2.13)

11.2.14)
11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

Informacje na temat katalogéw elektronicznych

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Innowacyjne materialy i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojacych sie ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN

w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w
Siemianowicach Slaskich, Nr umowy: UDA-RPSL. 01.01.00-24-05B3/17-00

Informacje dodatkowe

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 7: Reaktor mikrofalowy
Czesénr. 7

Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL229

Gléwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

Centrum Materiatdw Polimeréw i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Sktodowskiej 34

Opis zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego reaktora mikrofalowego.
Minimalne wymagane parametry reaktora mikrofalowego:

zasilanie 230 V/50 Hz,

zakres temperaturowy pracy min. do 300 °C,

moc mikrofal do 850 W pracy ciagtej,

praca po cisnieniem do 30 bar,

minimalna gorna granica objetosci mieszaniny reakcyjnej 20 mL,

warto$¢ cisnienia i temperatury stale kontrolowana przez oprogramowanie reaktora

i wyswietlana,

podglad mieszaniny reakcyjnej na ekranie,

pomiar temperatury bezposrednio w naczyniu reakcyjnym w zakresie przynajmniej 30 — 300 °C,
wbudowane mieszadto magnetyczne o obrotach min. 1000 obr./min.,

reaktor zaopatrzony w kompresor niezbedny do pracy pod cisnieniem,

chtodzenie naczyn reakcyjnych sprezonym powietrzem,

reaktor zaopatrzony w niezbedne przewody ci$nieniowe oraz elektryczne,

reaktor powinien by¢ wyposazony przynajmniej w 2 komplety naczyn reakcyjnych z o dwdch pojemnosciach
przynajmniej po 10 sztuk kazdy razem z wymaganymi zamknieciami (septy, uszczelki itp.),
maksymalny czas pojedynczej syntezy w reaktorze minimum 100 h,

gwarancja minimum 12 miesiecy,

bezptatne pierwsze uruchomienie przedmiotu zaméwienia u Zamawiajacego

bezptatne przeszkolenie w siedzibie Zamawiajgcego,

instrukcja obstugi w jezyku polskim lub angielskim.

Czas reakcji serwisu



15/17

Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiajgcego najpdzniej do 5 dni roboczych tj. Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia ogledzin oraz ustalenia rodzaju usterki w ciggu 5 dni roboczych po zgtoszeniu wady
(awarii) faksem lub e-mailem.

[1.2.5)  Kryteria udzielenia zaméwienia
Kryteria okreslone ponizej
Kryterium jakosci - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakosci - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

11.2.6) Szacunkowa wartos¢é

I1.2.7)  Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
11.2.12) Informacje na temat katalogéw elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Innowacyjne materialy i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojacych sie ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN
w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w
Siemianowicach Slaskich, Nr umowy: UDA-RPSL. 01.01.00-24-05B3/17-00

[1.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja lll: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
l.1) Warunki udziatu

[11.1.1) Zdolno$é do prowadzenia dziatalnosci zawodowej, w tym wymogi zwigzane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

[11.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

I11.L1.3) Zdolnos$c¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe
[11.1.5) Informacje o zaméwieniach zastrzezonych
1.2) Warunki dotyczace zaméwienia

[11.2.2)  Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy.

[11.2.3) Informacje na temat pracownikéw odpowiedzialnych za wykonanie zaméwienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
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IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)

IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)

IV.2.4)

IV.2.6)

IV.2.7)

Zmniejszenie liczby rozwiagzan lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamoéwien rzadowych (GPA)
Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamaéwien rzgdowych: nie

Informacje administracyjne

Poprzednia publikacja dotyczgca przedmiotowego postepowania

Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

Data: 25/01/2019

Czas lokalny: 09:30

Szacunkowa data wystania zaproszen do sktadania ofert lub do udziatu wybranym kandydatom
Jezyki, w ktérych mozna sporzadza¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Polski

Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany oferta
Okres w miesigcach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 25/01/2019

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34, pok.
234.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajgce

VI.1)

VI.2)
VI.3)
V1.4)
VI.4.1)

VI.4.2)

Informacje o powtarzajacym sie charakterze zaméwienia
Jest to zamoéwienie o charakterze powtarzajacym sie: nie

Informacje na temat procesow elektronicznych
Informacje dodatkowe:
Procedury odwotawcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Krajowa Izba Odwotawcza

ul. Postepu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587777

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwotawcza

ul. Postepu 17a

Warszawa

02-676

Polska
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VI.4.3)

V1.4.4)

VI.5)

Tel.: +48 224587777

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Sktadanie odwotan

Doktadne informacje na temat terminéw skladania odwotan:

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowej. Odwotanie
wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia.

Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan

Krajowa Izba Odwotawcza

ul. Postepu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587777

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
20/12/2018
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